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1 Wprowadzenie

Polskie Centrum Akredytacji (zwane dalej PCA) podczas prowadzenia ocen laboratoriéw
wzorcujgcych postepuje zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w dokumencie DA-01 Opis
systemu akredytacji oraz zasadami okreslonymi ponizej.

2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji laboratoriéow wzorcujacych

Laboratorium powinno spetnia¢ ogdélne wymagania akredytacyjne podane w normie
PN-EN ISO/IEC 17025 Ogdine wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriow badawczych
i wzorcujgcych oraz, jesli majg zastosowanie, specyficzne wymagania akredytacyjne
opublikowane przez PCA w dokumencie ,Zakres dziatalnosci akredytacyjnej”, poziom IV.

W akredytacji laboratorium majg zastosowanie polityki PCA okreslone w dokumentach:
DA-05 Polityka dotyczgca uczestnictwa w badaniach biegfosci

DA-06 Polityka dotyczgca zapewnienia spdjnosci pomiarowej

oraz dokument EA:

EA-4/02 M Wyznaczanie niepewno$ci pomiaru przy wzorcowaniu (Expressions of the
Uncertainty of Measurements in Calibration).

Laboratorium, aby mogto by¢ uznane za kompetentne powinno stosowaé¢ wytyczne podane
w punkcie 4 niniejszego dokumentu. Wskazujg one zharmonizowany sposob spetnienia
wymagan okreslonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025, przy czym stoéw ,powinien; nalezy”
uzyto do wskazania tych postanowien, ktére sg obowigzkowe. Stéw ,zaleca sie” uzyto
w niniejszym dokumencie do wskazania uznanych sposobdw spetnienia wymagan normy.
Laboratorium moze spetnia¢ te wymagania w inny, robwnowazny sposob, jezeli potrafi to
wykaza¢ w ramach procesu akredytacji lub nadzoru przeprowadzanego przez PCA.

Dodatkowo, w przypadku ubiegania sie o akredytacje, laboratorium powinno spetniac¢
warunki przyjete w deklaracji zawartej we wniosku o akredytacje (formularz FA-01), a po
udzieleniu akredytacji warunki wynikajgce z zawartego z PCA Kontraktu.

3 Definicje
W niniejszym dokumencie stosuje sie terminy i definicje podane w dokumencie DA-01 oraz
PKN-ISO/IEC Guide 99 (VIM), a ponadto:

- urzadzenie pomiarowe — termin ogoiny obejmujgcy: przyrzady pomiarowe, w tym wzorce
pomiarowe i miary materialne, przetworniki pomiarowe oraz uktady pomiarowe, wg
definicji podanych w VIM,;

- urzadzenie z funkcjg pomiaru — wyposazenie techniczne posiadajgce uktad pomiarowy,
stuzgce do pomiaru wartosci wielko$ci zwigzanych z funkcjonowaniem wyposazenia;

- obiekt wzorcowania — urzgdzenie pomiarowe poddawane wzorcowaniu lub urzadzenie
z funkcjg pomiaru, w ktérym ukfad pomiarowy podlega wzorcowaniu, zgodnie z ustalong
procedurg i zwigzanym z nig budzetem niepewnosci pomiaru.

4 Wytyczne stosowania wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025

Ponizej zamieszczono wytyczne, powigzane z wybranymi punktami normy PN-EN ISO/IEC
17025. Dla utatwienia zastosowano nastepujgcy system identyfikacji wytycznych:

W.X.Y.Z, gdzie X.Y.Z oznacza numer punktu normy PN-EN ISO/IEC 17025.
W. 4.5 Podwykonawstwo wzorcowan

Zasadg jest, ze akredytowane laboratorium samodzielnie wykonuje wzorcowania w ramach
posiadanego zakresu akredytacji. PCA nie udziela akredytacji na wzorcowania zlecane
podwykonawcom.

W szczegolnych przypadkach, laboratorium moze podzleci¢ wtasne wzorcowania w ramach
posiadanego zakresu akredytacji lub wzorcowania spoza tego zakresu, innemu
akredytowanemu laboratorium, ktérego zakres akredytacji obejmuje podzlecane
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wzorcowanie, zgodnie z wiasng procedurg dotyczacg podwykonawstwa. Jezeli
podwykonawcy jest laboratorium akredytowane przez inng jednostke akredytujgca niz PCA,
jego Swiadectwo wzorcowania jest uznawane, o ile dana jednostka akredytujgca jest
sygnatariuszem Porozumienia EA MLA lub ILAC MRA.

Laboratorium zlecajgce wzorcowanie podwykonawcy:

1) powinno poinformowacC klienta o zamiarze podzlecenia wzorcowania przed tym
dziataniem i uzyskac jego pisemng zgode na podwykonawstwo;

2) powinno uzyska¢ od laboratorium bedgcego podwykonawca, $wiadectwo wzorcowania
obejmujgce wyniki zleconego wzorcowania;

3) moze zamiesci¢ w swoim Swiadectwie wzorcowania wyniki otrzymane od podwykonawcy
(pod warunkiem wyraznego ich oznaczenia) lub zatgczy¢ swiadectwo otrzymane od
podwykonawcy;

4) w przypadku zamieszczenia w swoim $wiadectwie wzorcowania wynikow otrzymanych
od podwykonawcy, powinno uzyskac jego pisemng zgode na publikacje.

Laboratorium zlecajgc wzorcowanie podwykonawcy kazdorazowo powinno monitorowaé jego
zakres akredytacji.

W.5.2 Personel

Laboratorium powinno mie¢ personel kierowniczy i techniczny zatrudniony w laboratorium lub
z ktorym zawarto umowe gwarantujgcg zarzgadzanie i nadzorowanie tego personelu oraz
zapewniajgcg ciggtos¢ funkcjonowania systemu zarzadzania, zgodnie z wymaganiami
akredytacyjnymi (. w sposdb pozwalajgcy na wykazanie kompetencji w obszarze
podejmowanych dziatah oraz zapewnienie bezstronnoéci, niezaleznosci, a takze poufnosci
informacji i praw wiasnosci klienta).

Laboratorium powinno przedstawi¢ dowody potwierdzajgce kwalifikacje i kompetencje
personelu, w tym osob upowaznionych do autoryzacji swiadectw wzorcowania i personelu
technicznego wykonujgcego wzorcowania. Kwalifikacje i kompetencje personelu powinny by¢
wilasciwe do zakreséw jego odpowiedzialnosci, uprawnien i upowaznien, okreslonych
w systemie zarzgdzania. Kompetencje personelu powinny umozliwia¢ prawidtowg realizacje
powierzonych mu zadan i dziatan w ramach udzielonych upowaznien. Laboratorium powinno
ustali¢ w systemie zarzgdzania kryteria stosowane przy weryfikacji kwalifikacji i kompetenc;ji
personelu przed powierzeniem mu zadan i upowaznieniem go do ich realizaciji.

Laboratorium powinno zapewniaé, ze osoby autoryzujgce $wiadectwa wzorcowania mogg
w sposob prawidtowy dokonywac ich merytorycznej weryfikacji i potwierdza¢ poprawnosé
informacji, w tym poprawnos¢ oceny zawartej w punkcie Swiadectwa zatytutowanym
»2godnos¢ z wymaganiami” (o ile wystepuje). Ocena ta powinna by¢ przeprowadzana
z uwzglednieniem wytycznych podanych w dokumencie ILAC-G8 Wjytyczne dotyczgce
przedstawiania zgodnoSci ze specyfikacjg.

W.5.3; W.5.5 Warunki lokalowe i Srodowiskowe, wyposazenie

Wzorcowania powinny by¢ wykonywane przez laboratorium przy uzyciu urzgdzen
pomiarowych bedgcych wtasnoscig laboratorium. W uzasadnionych sytuacjach, akredytacja
moze by¢ udzielona na wzorcowania wykonywane przy uzyciu urzgdzen pomiarowych, ktére
nie sg wiasnoscig laboratorium, pod warunkiem, Ze posiada ono umowe zawartg
z wtascicielem tych urzadzen. Umowa powinna zawieraé ustalenia gwarantujgce
laboratorium mozliwos$¢ zarzadzania urzgdzeniami pomiarowymi zgodnie z wymaganiami
akredytacyjnymi. Po uzyskaniu akredytacji laboratorium powinno informowac¢ PCA o kazdej
Zmianie umowy, 0 jej rozwigzaniu lub zawarciu nowe;.

Pomieszczenia laboratoryjne i wyposazenie inne niz urzgdzenia pomiarowe powinny byc¢
wiasnoscig laboratorium albo uzytkowane na podstawie stosownej umowy z ich wtascicielem,
w sposob zgodny z wymaganiami akredytacyjnymi (t. pozwalajagcy na wykazanie
kompetencji w obszarze dziatan technicznych oraz w zakresie zapewnienia bezstronnosci,
niezaleznosci oraz poufnosci informacji i praw wiasnosci klienta).
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W.5.9 Zapewnienie jakosci wynikbw wzorcowania

Badania biegtosci (PT) lub poréwnania miedzylaboratoryjne (ILC) sg istotnym elementem, na
ktéry PCA zwraca szczegdlng uwage w procesach akredytacji i nadzoru. Jako jeden
z elementéw zapewnienia jakosci wynikdbw wzorcowan uczestnictwo w PT lub ILC powinno
by¢ planowane, realizowane i oceniane przez laboratorium, zgodnie z dyspozycjami
dokumentu DA-05 oraz normy PN-EN ISO/IEC 17043.

Laboratorium ubiegajgce sie o akredytacje (w okresie 2 lat przed zlozeniem wniosku
o akredytacje) oraz laboratorium akredytowane (w trakcie waznoséci akredytacji) powinno
uczestniczy¢ w programach PT albo ILC wiasciwych dla wnioskowanego lub posiadanego
zakresu akredytacji, zgodnie z politykg PCA okre$long w dokumencie DA-05. Informacje
o uczestnictwie w PT Ilub ILC nalezy dotgczyé do wniosku o udzielenie akredytaciji,
a w okresie waznoséci akredytacji sktada¢ coroczne sprawozdanie (FAP-15) dotyczace
udziatu w PT lub ILC w biezgcym cyklu akredytaciji.

Laboratorium powinno udokumentowa¢ w systemie zarzgdzania zasady planowania
uczestnictwa i kryteria doboru programéw PT lub ILC, stosowane na potrzeby potwierdzenia
swoich kompetenciji.

Zaleca sie, aby laboratorium okreslajgc poddyscypliny i poziom uczestnictwa dla
whnioskowanego lub posiadanego zakresu akredytacji — w ramach poddyscyplin grupowato
poddziedziny (z tych samych lub réznych dziedzin), obiekty wzorcowania i/lub okreslone ich
parametry. Jezeli laboratorium nie dokonuje ustalenia poddyscyplin, zaleca sie, aby
poddyscypling byta kazda poddziedzina z wnioskowanego Ilub posiadanego zakresu
akredytaciji.

Ustalajgc i wdrazajgc poddyscypliny i poziom uczestnictwa, laboratorium powinno w systemie
zarzagdzania okresli¢ czestos¢ uczestnictwa oraz przedstawi¢ argumenty techniczne
uzasadniajgce dokonany wybor. Przyjmuje sie, ze minimalna czesto$¢ uczestnictwa wynosi 1
raz w cyklu akredytacji w kazdej poddyscyplinie.

Programy PT lub ILC, wybierane do uczestnictwa przed ztozeniem wniosku o akredytacje lub
w danym cyklu akredytacji, powinny by¢ reprezentatywne dla catego wnioskowanego lub
posiadanego zakresu akredytacji w ramach ustalonych poddyscyplin. Powinny takze
umozliwia¢ potwierdzenie, ze wartosci niepewnosci pomiaru CMC (Calibration and
Measurement Capability) sg oszacowane prawidiowo i laboratorium moze realizowaé
wzorcowania z niepewnoscig pomiaru na poziomie deklarowanego CMC.

Wybierane przez laboratorium programy PT lub ILC powinny réwniez uwzglednia¢ specyfike
obiektéw wzorcowania (poddziedziny pomiarowe, rodzaje obiekidw wzorcowania, zakresy
pomiarowe, niepewnosci pomiaru CMC). Wskazane jest, aby obiekty porownan w kolejnych
wybieranych programach PT lub ILC byly zmieniane tak, aby z uzyskiwanych wynikow
mozna bylo otrzymywaé nowe informacije.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie, jako miarodajne, uczestnictwo laboratorium
w programie PT lub ILC, w ktorym porownanie jest wykonywane w nie mniej niz potowie
zakresu pomiarowego obiektu wzorcowania, wskazanego we wniosku o akredytacje lub
w posiadanym zakresie akredytacji laboratorium. W tych przypadkach laboratorium powinno
przeprowadzi¢ merytoryczng analize i uzasadni¢ mozliwo$¢ wykorzystania wyniku takiego
poréwnania w pozostatej czesci zakresu pomiarowego, w tym w odniesieniu do deklarowane;j
niepewnosci CMC.

Laboratorium powinno dokumentowac plany i wyniki swojego uczestnictwa w PT lub ILC.

Plany uczestnictwa w PT lub ILC na caty cykl akredytaciji, jak i dokumenty z nim zwigzane
(wyniki analiz, ustalenie poddyscyplin i poziomu uczestnictwa - jezeli dotyczy czestoSci
uczestnictwa, sprawozdania z wczesniejszych PT lub ILC) sg przedmiotem analiz, dyskus;ji
i oceny przez zesp6t oceniajgcy PCA.

Wyniki udziatu w PT lub ILC powinny by¢ monitorowane przez laboratorium, a w razie
potrzeby powinny by¢ podejmowane odpowiednie dziatania.
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W przypadku braku dostepnosci wtasciwych programéw PT albo ILC, organizowanych dla
kilku laboratoriéw, PCA akceptuje udziat laboratorium w poréwnaniu dwustronnym wedtug
programu wiasnego laboratorium, na zasadach opisanych w DA-05 oraz w sposob opisany
ponize;j.
Laboratorium:
1) opracowuje harmonogram poréwnania dwustronnego okreslajacy:

a. obiekt poréwnan;

b. laboratorium odniesienia, ktérego niepewno$é pomiaru CMC, o ile to mozliwe, ma
mniejszg wartos¢ od wartoéci uzyskiwanej w laboratorium wtasnym, czyli takie
laboratorium, ktére zapewni wykonanie pomiaréow realizowanych w trakcie poréwnan
Z mniejszg niepewnoscig w catym zakresie pomiarowym poréwnania;

c. zakres porownania, ktéry powinien zawieraé tabelaryczne zestawienie punktow
pomiarowych wraz z poréwnaniem wartosci niepewnosci pomiaru CMC (wfasnych
i laboratorium odniesienia);

d. daty wzorcowania (w laboratorium wtasnym i laboratorium odniesienia) i sporzgdzenia
sprawozdania z poréwnan;

2) przeprowadza wzorcowanie wybranego obiektu;

3) przesyla sporzadzone sSwiadectwo wzorcowania do PCA wraz z harmonogramem
poréwnania dwustronnego;

4) przekazuje obiekt do wzorcowania w laboratorium odniesienia (uwaga: zlecajgc
wzorcowanie przyrzgdu w laboratorium odniesienia, celowe jest poinformowanie tego
laboratorium, Zze jego wyniki bedg stuzyty do poréwnan, aby dotozyto ono staran
i wykonato pomiary z najlepszg mozliwg do uzyskania wartoscig niepewnosci pomiaru,
zblizong do wartosci niepewnosci pomiaru CMC);

5) uzyskuje z laboratorium odniesienia Swiadectwo wzorcowania obiektu;

6) sporzadza sprawozdanie z poréwnan i przysyta je wraz ze swiadectwem wzorcowania
wydanym przez laboratorium odniesienia (w formie elektronicznej lub papierowej) do
PCA.

Sprawozdanie z poréwnan powinno zawiera¢ nie tylko ocene spetnienia kryterium (zwykle
|En| £ 1), ale takze omowienie wartosci niepewnosci pomiaru uzyskanych w laboratorium
odniesienia i w laboratorium wtasnym w nawigzaniu do wartosci niepewnosci pomiaru CMC
oraz wnioski.

Ocena analizy wynikow poréwnan, zawartosci sporzgdzonego sprawozdania oraz
prawidtowos$ci dziatan podjetych przez laboratorium jest dokonywana w trakcie oceny na
miejscu przez auditorow PCA.

Wyniki uczestnictwa w PT lub ILC mogg by¢ podstawg dla laboratorium do weryfikaciji
i analizy mozliwosci zmniejszenia wartosci deklarowanej niepewnosci pomiaru CMC we
wnioskowanym lub posiadanym zakresie akredytacji. W tym przypadku wyniki uzyskane
w przeprowadzonych PT lub ILC muszg potwierdza¢ mozliwos¢ uzyskiwania mniejszych
wartosci niepewnosci pomiaru przy wzorcowaniu danego obiektu.

W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw uczestnictwa w PT lub ILC, laboratorium
kazdorazowo powinno niezwiocznie informowaé PCA o tym fakcie, o wynikach
przeprowadzonej analizy i wnioskach oraz o podjetych dziataniach, a nastepnie o ich
skutecznos$ci. Przystgpienie do powtdérnych PT lub ILC powinno by¢ realizowane zgodnie
z zasadami przedstawionymi w DA-05 i w niniejszym dokumencie.

Fakt uzyskania niezadowalajgcego wyniku uczestnictwa w PT lub ILC powinien by¢ réwniez
podstawg do przeanalizowania sytuacji w kontekscie ryzyka wystgpienia wzorcowania
niezgodnego z wymaganiami.
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W.5.10 Przedstawianie wynikow
Swiadectwo wzorcowania

Swiadectwa wzorcowania powinny byé zgodne z wzorem, stanowigcym zatgcznik do
niniejszego dokumentu. Na pierwszej stronie swiadectwa nalezy podawac tylko te informacije,
ktéore sg odpowiednie dla danego wzorcowania. Jezeli wzorcowanie wykonywane jest
u klienta, wéwczas w pozycji Miejsce wzorcowania nalezy poda¢ odpowiedni adres oraz
informacje dodatkowe identyfikujgce miejsce wzorcowania, jesli majg one wplyw na
utrzymanie zaufania do statusu wzorcowania.

W przypadku, gdy wzorcowanie wykonywane jest w siedzibie laboratorium, pozycji Miejsce
wzorcowania nie umieszcza sie w Swiadectwie. Podobnie - gdy nie dokonuje sie oceny
zgodnoséci z wymaganiami - pozycji Ocena zgodnosci z wymaganiami nie umieszcza sie
w Swiadectwie.

W pozycji Warunki srodowiskowe nalezy podac przedziat zmiennosci parametru srodowiska
wystepujgcy w czasie wykonywania wzorcowania, od warto$ci minimalnej do wartosci
maksymalnej. Podajgc wyniki pomiaru parametrow srodowiska nalezy uwzgledni¢ wyniki
wzorcowania urzgdzeh pomiarowych zastosowanych do pomiaru tych parametrow
(poprawke lub btgd pomiaru oraz niepewno$¢ pomiaru). Jesli niepewno$¢é wzorcowania
urzgdzenia pomiarowego stosowanego do pomiaru parametru srodowiska nie ma istotnego
wptywu na wyniki realizowanego przez laboratorium wzorcowania (nie jest sktadowag
uwzgledniang w budzecie niepewnosci pomiaru przy wzorcowaniu), nie musi byc¢
uwzgledniana przy podawaniu wyniku pomiaréw parametrow warunkéw srodowiskowych.

Kolejne strony swiadectwa przeznaczone sg do podawania wynikéw. Zaleca sie, aby wyniki
te byly podawane w formie tabelarycznej, a minimalna zawartosc tabeli obejmowata kolumny
przedstawione we wzorze Swiadectwa z uwzglednieniem stosowania terminologii zgodnej
z terminologig podang we wzorze PCA.

Laboratorium po uzyskaniu akredytacji otrzymuje od PCA wzor pieczeci akredytowanego
podmiotu do stosowania na pierwszej stronie Swiadectwa wzorcowania i/lub pomiaru
i powinno przesta¢c do PCA pierwsze $wiadectwa wzorcowania/pomiaru dla kazdej
akredytowanej dziedziny (poddziedziny) i kazdego rodzaju obiektu, po wypetnieniu ich
trescig, w celu akceptacji Kazda zmiana proponowana do wprowadzenia
w zaakceptowanych $wiadectwach, stanowigcych wzory wiasne Laboratorium, powinna
takze uzyskac¢ aprobate PCA.

Zasady stosowania symbolu akredytacji na swiadectwach wzorcowania opisane sg w DA-02.
Swiadectwo pomiaru

Laboratorium posiadajgce lub ubiegajgce sie o akredytacje na wykonywanie wzorcowan
w okreslonej poddziedzinie moze wnioskowac¢ (na formularzu FA-01 oraz FAP-01 poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola) o mozliwos¢ wydawania Swiadectw pomiaru
w posiadanym lub wnioskowanym zakresie akredytacji, w odniesieniu do wielkosci
(poddziedzin) objetych tym zakresem.

W przypadku posiadania akredytacji laboratorium wnioskuje o rozszerzenie zakresu
akredytacji o mozliwos¢ wydawania $wiadectw pomiaru.

Do wniosku o mozliwo$¢ wydawania swiadectw pomiaru nalezy dotgczy¢ instrukcje opisujgcg
sposob postepowania oraz sytuacje, w ktoérych laboratorium zamierza sporzadzaé
Swiadectwa pomiaru. Laboratorium powinno takze zatgczy¢ przykladowe $Swiadectwo
pomiaru sporzgdzone w odniesieniu do realnie wykonanych pomiaréw. Instrukcja
i Swiadectwo sg przedmiotem oceny PCA. Zasady sporzgdzania swiadectwa pomiaru sg
identyczne jak $wiadectwa wzorcowania. Swiadectwa pomiaru mogg byé¢ opatrzone
symbolem akredytacji PCA WZORCOWANIE, ale nie mozna na nich umieszczaé znaku ILAC
MRA.
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Zwraca sie uwage, ze $wiadectwa pomiaru nie mogg dotyczy¢ badan i tym samym nie mogag
zastepowaC sprawozdan z badan, w zakresie ktoérych potrzebna jest akredytacja
laboratorium badawczego.

Swiadectwa pomiaru powinny by¢ zgodne z wzorem stanowigcym zatgcznik do niniejszego
dokumentu.

Etykieta wzorcowania

Laboratorium moze stosowac etykiety wzorcowania (nalepki do naklejania na obiektach
wzorcowania lub, jezeli to niepraktyczne, na opakowaniach) dla wzorcowan realizowanych
w ramach posiadanego zakresu akredytacji. Informacje podane na etykietach nie powinny
wprowadza¢ zainteresowane strony w btad.

W przypadku, gdy wzorcowanie wykonane byto w niepetnym zakresie (nie obejmuje catego
zakresu i wszystkich mozliwosci danego przyrzadu), nalezy zamieSci¢ na etykiecie
informacje ,wzorcowanie w ograniczonym zakresie”.

Dodatkowo, etykieta moze zawiera¢ miejsce przeznaczone na podanie przez uzytkownika
daty nastepnego wzorcowania.

5 Szczegétowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji laboratorium
wzorcujacego

5.1 Zakres akredytacji

Laboratorium samo okresla obszar dziatalnosci, na ktéry zamierza uzyskac akredytacje.
Whioskowany zakres akredytacji przedstawia sie w formularzu FAP-01.

Zakres akredytacji jest ustalany w wyniku oceny na miejscu kompetencji technicznych
laboratorium, w oparciu o wnioskowany zakres akredytacji (FAP-01). W zakresie akredytacji
wyszczegolnia sie tylko te wzorcowania wykonywane przez laboratorium, dla ktérych PCA
potwierdzito kompetencje techniczne w odniesieniu do wymagan akredytacyjnych.

Przy formutowaniu zakresu akredytacji laboratorium, PCA postepuje zgodnie z wymaganiami
dokumentéw ILAC-G18 oraz ILAC-P14.

Zasady udzielania akredytacji w zakresie elastycznym podaje dokument DA-10 (zgodny
z EA-2/15).

W zakresie akredytacji wymieniane sa:

1) nazwa i adres podmiotu;

2) nazwa i adres laboratorium (jezeli nazwa lub adres laboratorium sg inne niz nazwa lub
adres podmiotu);

3) dziedziny i poddziedziny wzorcowan, zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do niniejszego
dokumentu (na pierwszej stronie zakresu akredytacji);

4) dziedziny i poddziedziny wzorcowan (wielkosci fizyczne) i nazwy obiektdw wzorcowania.
Wykaz nazw obiektéw wzorcowania podano w Zatgczniku nr 2 do niniejszego
dokumentu;

5) informacje o miejscu wykonywania wzorcowan poprzez wskazanie — w siedzibie
laboratorium (S) lub poza nig (P) (np. u klienta);

6) informacje o wydawaniu Swiadectw pomiaru;

7) zakresy pomiarowe;

8) niepewnosci pomiaru CMC, oszacowane zgodnie z wytycznymi dokumentéow EA-4/02 M
oraz ILAC-P14;

9) procedury wtasne lub normy, opisujgce metody pomiaru i algorytm postepowania przy
wzorcowaniu. W przypadku, gdy procedura pomiarowa oparta jest na metodzie opisanej
w normie lub w powszechnie dostepnym opracowaniu uznanej organizacji metrologicznej
(np. EURAMET), w zakresie akredytacji oprocz procedury pomiarowej identyfikowane
jest opracowanie opisujgce metode pomiaru, w powigzaniu z procedurg laboratorium.
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W przypadku podmiotéw o wielu dziatach technicznych albo lokalizacjach ubiegajgcych sie
o jedng akredytacje dla wszystkich dziatébw albo lokalizacji, wzorcowania podaje sie
w zakresie akredytacji osobno dla kazdej z nich wraz z ich nazwg i adresem.

Niepewno$¢ pomiaru CMC przedstawiana w zakresie akredytacji, bedgca zwykle
niepewnoscig rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95 %, definiowana
jest jako najmniejsza niepewno$¢ pomiaru, jakg dane laboratorium moze osiggng¢ w trakcie
rutynowo wykonywanego wzorcowania obiektu. Wzorcowania takie powinny byé
wykonywane regularnie, w normalnych warunkach, zgodnie z udokumentowang procedurg
i przy okreslonym budzecie niepewnoséci, uwzgledniajgcym sktadowg pochodzgcg od
wzorcowanego obiektu.

W trakcie oceny kompetencji laboratorium powinno wykazaé mozliwos¢ uzyskiwania
okreslonych wartosci niepewnosci pomiaru CMC poprzez przedstawienie dowodow
eksperymentalnych. Wymaganie takie oznacza, Zze nie jest wystarczajgce jedynie
przedstawienie sposobu obliczania niepewnosci. Uzyskiwane wartosci niepewnoéci CMC sg
weryfikowane w trakcie oceny na miejscu poprzez praktyczne wzorcowanie, analize
wydanych swiadectw wzorcowania oraz analize wynikéw PT lub ILC, w ktorych laboratorium
uczestniczyto.

PCA zacheca laboratoria do wnioskowania o akredytacje wzorcowanh realizowanych wg
procedur opartych na metodach pomiarowych wynikajgcych z najnowszych zdobyczy wiedzy,
zgodnych z opisanymi w normach europejskich i miedzynarodowych oraz w dokumentach
uznanych organizacji metrologicznych, np. EURAMET.

Laboratorium powinno ustanowi¢ Harmonogram kalibracji wzorcéw odniesienia (FAP-18),
ktéry podlega ocenie w procesach akredytacji i nadzoru. Przy opracowaniu harmonogramu
zaleca sie uwzglednienie wytycznych podanych w dokumencie ILAC-G24.

5.2 Zasady prowadzenia ocen laboratoriow wzorcujgcych w procesach akredytacji
i nadzoru

5.2.1 Proces akredytacji

Udzielajgc akredytacji PCA potwierdza, ze laboratorium spetnia wymagania akredytacyjne,
a w szczegolnosci dotyczgce metod pomiaru, wyposazenia, zarzgdzania personelem oraz,
Zze zapewnia powigzanie wynikow pomiarow z wzorcami pomiarowymi panstwowymi lub
miedzynarodowymi.

W przypadku ubiegania sie podmiotu o akredytacje laboratorium wielodyscyplinarnego, PCA
dopuszcza nastepujgce mozliwosci skladania wniosku:

1) kiedy takie same obiekty sg wzorcowane we wszystkich dziatach technicznych
zgtoszonych do akredytacji, podmiot wnioskujgcy moze ztozy¢é jeden wniosek
0 udzielenie akredytacji i uzyska¢ jedng akredytacje obejmujgcag wszystkie dziaty;

2) kiedy w kazdym dziale technicznym wzorcowany jest inny rodzaj obiektéw, kazdemu
z tych dziatdbw moze by¢ udzielona odrebna akredytacja, jezeli wnioskujgcy podmiot
wystapi z odrebnymi wnioskami dla kazdego dziatu technicznego lub jedna akredytacja
w przypadku jednego wniosku obejmujgcego wszystkie dziaty techniczne.

W przypadku ubiegania sie o akredytacje podmiotu majgcego laboratoria w wielu
lokalizacjach, wnioskujgcy podmiot moze ztozy¢é jeden wniosek obejmujacy wszystkie
lokalizacje lub odrebne wnioski dla kazdej lokalizacji.

Jezeli laboratorium we wniosku o udzielenie akredytacji lub rozszerzenie zakresu akredytaciji
powoluje wilasne opracowania (procedury) zawierajgce opis metod pomiaru, wéwczas
konieczne jest przekazanie ich do PCA w celu umozliwienia wtasciwego przygotowania
oceny na miejscu. Jezeli laboratorium odmowi przekazania tych procedur do PCA, wowczas
przediuza sie czas oceny na miejscu 0 czas niezbedny do zapoznania sie z nimi przez
zespot oceniajacy.

W procesie akredytacji PCA ocenia system zarzgdzania oraz dziatalnos¢ techniczng
laboratorium. Ocena polega na analizie i weryfikacji przedstawionej dokumentacji i zapisow
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potwierdzajgcych funkcjonowanie systemu oraz obserwacji dziatan (w tym dziatah
technicznych) realizowanych w ramach wdrozonego systemu zarzgdzania.

Laboratorium, w celu wykazania kompetencji do realizacji wzorcowan objetych wnioskiem
o akredytacje, powinno wykonywa¢ lub méc zademonstrowa¢ wszystkie wzorcowania objete
whnioskiem.

PCA akceptuje sytuacje, w ktorej laboratorium, nie majgc - do czasu oceny na miejscu
w procesie akredytacji — przeprowadzonych na zlecenie klienta wzorcowan z wnioskowanego
zakresu, przeprowadzito co najmniej kilka peinych wzorcowan zgodnie z procedurami
objetymi wnioskowanym zakresem. Wowczas warunkiem udzielenia akredytacji (przy
spetnieniu wszystkich innych wymagan akredytacyjnych) jest pozytywna ocena przez PCA
procesu wzorcowania obserwowanego w ramach oceny na miejscu.

Laboratorium ubiegajgce sie o akredytacje PCA powinno przeprowadzi¢ przeglad
dokumentacji wdrozonego systemu zarzadzania na zgodno$¢ z wymaganiami
akredytacyjnymi. Wyniki przegladu przedstawione na formularzach FAP-02 i FAP-03 powinny
zostaé zatgczone do wniosku o akredytacje.

Ocena na miejscu w procesie akredytacji jest prowadzona w siedzibie gtdéwnej organizacji —
jezeli ma zastosowanie, w siedzibie laboratorium i we wszystkich jego lokalizacjach
(oddziatach, filiach, itp.). Zespo6t oceniajgcy zbiera dowody potwierdzajgce spetnienie
wszystkich wymagan akredytacyjnych, w tym w odniesieniu do zarzgdzania personelem oraz
dokonuje obserwacji wzorcowan prowadzonych przez personel laboratorium, analizuje
sporzadzane zapisy z ich realizacji oraz z szacowania niepewnosci pomiaru, wtgcznie ze
Swiadectwami wzorcowania. Obserwacje wykonywane sg w statej siedzibie oraz poza nig
(np. u klienta) - jesli wniosek tego dotyczy. Obserwacja dziatalnosci technicznej zgltoszonej
do akredytacji dotyczy realizacji wzorcowan wykonywanych na zlecenie klienta
(wykonywanych w warunkach rzeczywistych). Wzorcowania obiektow utrzymywanych do
celbw zapewnienia jakosci wynikbw wzorcowan lub obiektéw demonstracyjnych
(w uzasadnionych przypadkach) uwaza sie za wykonywane w warunkach rzeczywistych.

Obserwacje wzorcowah wykonywane sg we wszystkich lokalizacjach i we wszystkich
komodrkach organizacyjnych laboratorium, w ktérych wzorcowania majg by¢ realizowane -
zgodnie z informacjg zawartg we wniosku o akredytacje. Decyzja o zakresie oceny
prezentowanym w planie oceny, ze wskazaniem lokalizacji, ocenianych poddziedzin
i rodzajow obiektéw wzorcowania podejmowana jest przez PCA. Probki obserwowanych
dziatan, pobierane w trakcie oceny kompetencji laboratorium przez auditorow, obejmujg
reprezentatywny zakres.

Przy wyborze prébki auditorzy kierujg sie ponizszymi zasadami (nie ograniczajgc sie tylko do

nich):

1) w kazdej z wnioskowanych poddziedzin obserwowane sg wzorcowania realizowane
wedtug metod pomiaru (procedur) zawartych we wniosku o udzielenie akredytaciji;

2) wybér obiektéw do wzorcowania powinien gwarantowac reprezentatywnos¢ oceny dla
wnioskowanego zakresu akredytacji (rodzaj obiektu, zakres pomiarowy, niepewnosé
pomiaru, mozliwos¢ uzyskiwania niepewnosci na poziomie wnioskowanej CMC -
zwlaszcza wartosci minimalnych); laboratorium jest zobowigzane do zapewnienia
dostepnosci odpowiednich obiektéw wzorcowania w czasie oceny;

3) wzorcowania wykonywane sg przez rdozne o0soby z personelu upowaznionego przez
laboratorium do wykonywania wzorcowan tak, aby kompetencje wszystkich oséb mogty
zostaé potwierdzone; laboratorium jest zobowigzane do zapewnienia dostepnosci
wszystkich os6b w trakcie oceny. Auditorzy techniczni dokumentujg prowadzone
obserwacje na formularzu FAP-19, ktory jest zatgcznikiem do ich raportu.

Przy ocenie dziatalnosci technicznej przeprowadzane sg audity pionowe zleceh we
wszystkich poddziedzinach, ktérych dotyczy plan oceny. Bierze sie pod uwage prowadzone
dotychczas procesy wzorcowan, udokumentowane w postaci istniejgcych zapiséw z ich
przebiegu, zakonczone sporzgdzonymi swiadectwami wzorcowan.
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Jezeli laboratorium realizuje wzorcowania wewnetrzne, powinno spetnia¢ wymagania podane
w dokumencie DA-06, punkt 4.4. Kompetencje dotyczace realizacji wzorcowan
wewnetrznych sg oceniane przez auditorow technicznych podczas oceny na miejscu
w procesie akredytacji, a takze mogg by¢ przedmiotem ocen w kolejnych cyklach akredytaciji.

Jezeli podmiot ztozy osobne wnioski 0 akredytacje dla poszczegdélnych dziatdw technicznych
lub lokalizacji, dopuszcza sie przeprowadzenie oceny wspolnej. Warunkiem takiej oceny jest
opis systemu zarzadzania przedstawiony w dokumentacji wspolnej dla catej organizaciji.
Osobne opisy mogg dotyczy¢ obszaru technicznego w poszczegdlnych dziatach lub
lokalizacjach. Ocene przeprowadza sie we wszystkich dziatach technicznych.

W procesie akredytacji dokonuje sie w szczegdlnosci oceny zarzgdzania kompetencjami
0sOb upowaznionych oraz wyznaczonych do realizacji dziatan technicznych, w tym do
autoryzacji $wiadectw wzorcowania. Analizuje sie ustalenia systemu zarzgdzania dotyczgce
kwalifikacji (np. wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe) oraz kompetencji personelu.
Ocenia sie kompetencje jako wykazang zdolnos¢ do stosowania wiedzy i umiejetnosci
w zakresie realizacji metod pomiaru (procedur) i/lub weryfikacji wynikow okreslonych
wzorcowan, opracowywania i modyfikowania procedur technicznych, walidowania Iub
potwierdzania prawidtowosci realizacji metod pomiaru oraz szacowania niepewnosci
pomiaru, uczestnictwo w przedsiewzieciach badawczych lub rozwojowych. Przy ocenie
kompetencji brana jest rowniez pod uwage dziatalnos¢ w innych obszarach (np. publikacje,
wyktady, referaty, rzeczoznawstwo, uczestnictwo w komitetach naukowych lub technicznych
- krajowych i miedzynarodowych).

PCA oceniajgc proces zarzgdzania personelem, ocenia kryteria okreslone przez laboratorium
dla poszczegdlnych stanowisk (funkcji) oraz kryteria zwigzane z upowaznieniami. W trakcie
ocen weryfikowany jest sposéb ich spetnienia przez personel wyznaczony na stanowiska
(funkcje) lub upowazniony do realizacji okre$lonych wzorcowan i zadah technicznych
zwigzanych z wzorcowaniami. Wykaz personelu laboratorium przedstawiany jest
w formularzu FAP-17.

5.2.2 Nadzér planowany i ponowna ocena

Oceny w procesach nadzoru przeprowadza sie w taki sposob, aby w kazdym cyklu
akredytacji (3 oceny w nadzorze planowanym i ocena ponowna) ocenami objety byt caty
system zarzadzania i caly zakres akredytacji laboratorium. Zakres oceny planowanego
nadzoru i ponownej oceny ustalany jest w oparciu o program nadzoru nad akredytowanym
podmiotem, z uwzglednieniem:

1) wynikow poprzednich ocen (np. niezgodnosci i spostrzezen i podejmowanych dziatah

oraz oceny ich skutecznosci);
2) wynikoéw uczestnictwa laboratorium w PT lub ILC;

3) zakresu poprzednich ocen, w tym obserwowanych wzorcowan i dziatan personelu
technicznego;

4) skarg dotyczacych dziatalnosci laboratorium;

5) istotnych zmian majgcych wptyw na spetnianie wymagan akredytacyjnych np. zmiana
wyposazenia, personelu.

Zakres oceny ponownej i sposéb jej przeprowadzenia powinien zapewni¢ mozliwos¢
obserwacji reprezentatywnego obszaru wzorcowan, umozliwiajgcego potwierdzenie
kompetencji laboratorium w catym zakresie posiadanej akredytacji przy uwzglednieniu
wynikow ocen w nadzorze (w danym cyklu) poprzedzajgcych ocene ponowna.

W nadzorze planowanym oraz przy ponownej ocenie laboratoribw wzorcujgcych
posiadajgcych rézne lokalizacje, PCA prowadzi oceny w siedzibie giéwnej oraz w wybranych
lokalizacjach. Zakres oceny uzalezniony jest od zakresu dziatalnosci technicznej
prowadzonej w poszczegolnych lokalizacjach. Lokalizacje wybiera sie losowo tak, aby
w trakcie ocen w nadzorze w danym cyklu i ponownej oceny, zostata oceniona siedziba
gtdbwna i wszystkie lokalizacje, aliczba ocenianych za kazdym razem lokalizacji byfa
reprezentatywna i mozliwie taka sama.
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W zakres oceny nadzoréw planowanych lub oceny ponownej wtgczana jest, w miare potrzeb,
ocena wzorcowan wewnetrznych (o ile sg realizowane w laboratorium) oraz ocena w ramach
whnioskowanych przez podmiot zmian posiadanego zakresu akredytacji.

W przypadku laboratoriow wykonujgcych wzorcowania w wielu poddziedzinach i majgcych
wiele lokalizacji, program nadzoru nad akredytowang organizacjg zawiera minimum jedng
ocene w kazdej poddziedzinie z uwzglednieniem kazdej lokalizacji, w ktérej wykonywane sg
wzorcowania w danej poddziedzinie. Liczba lokalizacji, w ktérych przeprowadzana jest ocena
na miejscu (w przypadku, gdy ta sama poddziedzina jest objeta akredytacjg w réznych
lokalizacjach) uzaleznione jest m.in. od wynikow ocen danej podddziedziny w poprzednim
cyklu. Dla lokalizacji, w ktorych w danym cyklu nie przewidziano oceny na miejscu dla
okreslonej poddziedziny, w ramach planowanych ocen na miejscu przeprowadza sie audit
pionowy procesu wzorcowania, w oparciu o dokumenty i zapisy przedstawione przez
akredytowany podmiot.

W trakcie oceny na miejscu, auditorzy PCA, oprécz oceny funkcjonowania systemu
zarzadzania, obserwujg takze praktyczng realizacje wzorcowan w okreslonej dziedzinie
(poddziedzinie) w siedzibie gtéwnej (jezeli ma zastosowanie) i w kazdej wybranej do oceny
lokalizacji, w tym rowniez u klientéw, jesli wzorcowanie poza siedzibg stalg jest objete
zakresem udzielonej akredytacji lub wnioskiem o rozszerzenie.

Zespot oceniajgcy, wybierajgc prébke wzorcowan do obserwaciji (dobdr rodzaju obiektow,
metod pomiaru i pracownikéw je wykonujgcych), kieruje sie zasadami minimalizacji ryzyka
popetnienia btedu przy ocenie kompetencji laboratorium oraz tym, aby ocena byta mozliwie
petna i dawata rzetelne i wiarygodne wyniki w zakresie przewidzianym w planie oceny.

Laboratorium w trakcie posiadania akredytacji, w celu wykazania utrzymywania kompetenciji
do realizacji wzorcowan objetych zakresem akredytacji lub wnioskowanych do rozszerzenia
zakresu, powinno wykonywac¢ lub méc zademonstrowaé wszystkie wzorcowania objete
zakresem lub wnioskiem o rozszerzenie zakresu. W przypadku, gdy laboratorium, w okresie
od poprzedniej oceny PCA, nie realizowato wzorcowan objetych zakresem akredytaciji,
w ramach zlecen klientéw, warunkiem utrzymania juz udzielonej akredytacji jest pozytywna
ocena przez PCA procesu wzorcowania obserwowanego w ramach oceny na miejscu.
W przypadku wniosku o rozszerzenie =zakresu akredytacji, wykazanie kompetenciji
laboratorium do realizacji wnioskowanych wzorcowan, odbywa sie na warunkach
okreslonych w punkcie 5.2.1, jak dla procesu akredytaciji.

W przypadku planowanego nadzoru i ponownej oceny, laboratorium powinno przysta¢ do
PCA nizej wymienione dokumenty przed tg oceng (w terminach okreslonych w dokumencie
DA-01):

1) wykaz aktualnej dokumentacji (ksiega jakosci, procedury ogdélne, procedury techniczne,
instrukcje) oraz informacje o zmianach (dotyczgcych np. zmian personalnych, zmian
w organizacji lub laboratorium, jakie zaszty od czasu ostatniej oceny) - na formularzu
FAP-16;

2) dokumentacje w wersji papierowej lub elektronicznej (rodzaj dokumentow, rodzaj nosnika
i liczba kopii powinna by¢ uzgodniona z PCA);

3) informacje dotyczacg personelu (na formularzu FAP-17) i harmonogramu kalibraciji
wzorcow odniesienia (formularz FAP-18), z zaznaczonymi zmianami w stosunku do
poprzedniej wersji (o ile zmiany miaty miejsce, lub sg wnioskowane i bedg przedmiotem
oceny);

4) projekt nowego zakresu akredytacji z proponowanymi zmianami. Zmiany w zakresie
akredytacji powinny by¢ zaznaczone i edytowane ,z wykorzystaniem funkcji ,Sledz
zmiany” edytora tekstu;

5) inne istotne informacje majgce wptyw na spetnienie wymagan akredytacyjnych i mogace
usprawni¢ przebieg prowadzonej oceny.

W przypadku planowanego nadzoru w postaci przegladu dokumentacji (decyzja
0 ograniczeniu oceny w trakcie nadzoru wytgcznie do przegladu dokumentacji nalezy do
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PCA), laboratorium powinno dostarczy¢ do PCA wyzej wymienione dokumenty oraz ponizsze
dane dotyczgce okresu ostatnich 12 miesiecy:

1) raporty z auditdw wewnetrznych wraz z rocznymi harmonogramami auditéw;

2) wykaz dziatan korygujgcych wraz z zapisami dokumentujgcymi analize przyczyn
powstatych niezgodnosci, opisem korekcji i dziatan korygujgcych oraz, jezeli to mozliwe,
z zapisami dokumentujgcymi ocene skutecznosci podjetych dziatan;

3) wykaz dziatah zapobiegawczych oraz zapisy z oceny skutecznosci tych dziatah
dokumentujgce uzyskane efekty;

4) raporty z przeglagdéw zarzgdzania;
5) plan udziatu w PT lub ILC w cyklu biezgcym oraz informacje o realizacji tego planu wraz

ze sprawozdaniami, ktére zostalty sporzadzone w ciggu ostatnich 12 miesiecy
Z przeprowadzonych poréwnan;

6) plan dziatah wewnetrznych dotyczgcych zapewnienia jakosci wynikow wzorcowania,
wraz z zapisami dotyczgcymi uzyskiwanych wynikow (oraz - w przypadku wynikéw
negatywnych — zapisy z analizy wynikéw i harmonogram dziatan);

7) sprawozdanie z realizacji przeprowadzonych wzorcowan (z okresu od ostatniej oceny
PCA), zawierajgce liczbe wzorcowan w poszczegoélnych dziedzinach oraz nazwiska oséb,
ktére je realizowaty;

8) kopie dokumentéw i lub zapisow z przyktadowych trzech proceséw wzorcowan
(zawierajgce: zamoéwienie, potwierdzenie zamowienia, inne uzgodnienia z klientem, o ile
miaty miejsce, protokdt z wzorcowania, Swiadectwo wzorcowania, ew. inne informacje
dotyczgce realizacji danego zamowienia);

9) wykaz szkolen, w ktérych uczestniczyli pracownicy laboratorium;

10)informacje o podjetych i wykonanych dziataniach zwigzanych 2z ewentualnym
postepowaniem w ramach nadzorowania wzorcowan niezgodnych z wymaganiami
i odnosne zapisy;

11)informacje o ewentualnych skargach dotyczgcych dziatalnosci laboratorium i zapisy z tym
zwigzane oraz krotkg informacje dotyczgcg opinii klientow, uzyskang z informac;ji
zwrotnych.

PCA planujgc ocene w postaci przeglagdu dokumentacji bierze pod uwage, poza wynikami
poprzednich ocen, wielkos¢ laboratorium (w tym liczbe pracownikdw), liczbe poddziedzin
i liczbe procedur zawartych w zakresie akredytacji oraz liczbe lokalizaciji.

5.2.3 Zmiany zakresu akredytacji

Whniosek o rozszerzenie zakresu akredytacji moze by¢ rozpatrzony w ramach planowanej
oceny w nadzorze laboratorium lub jako ocena dodatkowa — poza programem nadzoru.
Potgczenie ocen nie moze jednak wptyng¢ negatywnie na realizacje celu oceny w nadzorze
i moze wigza¢ sie z potrzebg wydtuzenia czasu oceny na miejscu uwzgledniajgce;j
whnioskowane rozszerzenie zakresu.

Rozszerzenie zakresu akredytacji moze dotyczy¢:

1) nowych obiektéw wzorcowania w ramach nowej dziedziny (poddziedziny) wzorcowania;

2) nowych obiektdbw wzorcowania w ramach posiadanej akredytowanej dziedziny
(poddziedziny);

3) nowej lokalizaciji;

4) nowej metody (procedury) pomiaru (w tym, zmiany procedury zwigzanej ze zmiang
metody pomiaru lub algorytmu postepowania przy wzorcowaniu);

5) rozszerzenia zakresu pomiarowego wzorcowania;

6) zmniejszenie wartosci niepewnosci pomiaru CMC;

7) wydawania swiadectw pomiaru.

PCA, na podstawie wniosku o rozszerzenie zakresu akredytacji, przeprowadza przeglad

dokumentaciji i zapiséw dostarczonych przez laboratorium wraz z wnioskiem i/lub ocene na
miejscu z uwzglednieniem obserwacji wzorcowan - tak jak to jest opisane w punkcie 5.2.1.
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Ocena na miejscu jest przeprowadzana, jezeli wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu o nowg
lokalizacje dziatalnosci technicznej, nowg dziedzine i/lub poddziedzing wzorcowan,
o0 wzorcowanie nowych obiektéw wymagajgce modyfikacji merytorycznej stosowanych
dotychczas metod pomiaru lub wzorcowanie obiektow objetych zakresem akredytaciji
z zastosowaniem nowych metod pomiaru (wymagajgcych opracowania nowych procedur).
Ubieganie sie o rozszerzenie zakresu o nowg dziedzine i/lub poddziedzing, wymaga
przedstawienia pozytywnych wynikéw udziatu w PT lub ILC w przypadku, gdy nowa
dziedzina i/lub poddziedzina stanowi nowg poddyscypling w dziatalno$ci technicznej
laboratorium.

W pewnych przypadkach (np. zastosowanie nowego wyposazenia, rozszerzenie zakresu
pomiarowego metody), PCA moze zrezygnowa¢ z oceny na miejscu, o ile wczesniejsze
oceny $wiadczg o dobrej skutecznoéci funkcjonowania systemu zarzadzania. Ocena
w ramach wniosku o rozszerzenie zakresu akredytacji jest wéwczas przeprowadzana
w formie przegladu dokumentacji.

W przypadku aktualizacji procedur wtasnych oraz norm lub opracowan opisujgcych
akredytowane metody pomiarowe, laboratorium powinno niezwtocznie przekaza¢ do PCA:

1) informacje o zmianach wprowadzonych w znowelizowanym dokumencie i ich wptywie na
akredytowang metode pomiaru;

2) dowody przeprowadzenia sprawdzenia prawidtowosci realizacji albo walidacji metody
pomiaru opisanej w znowelizowanym dokumencie;

3) zapisy potwierdzajgce wdrozenie znowelizowanego dokumentu w laboratorium.

W przypadkach, kiedy aktualizacja procedury wiasnej, normy lub opracowania opisujgcego
metode pomiaru wigze sie ze zmianami zakresu akredytacji (np. rozszerzeniem lub
uaktualnieniem zakresu akredytacji), laboratorium powinno wraz z ww. dokumentami
i zapisami ztozy¢ w PCA wniosek o uaktualnienie lub rozszerzenie zakresu. PCA
przeprowadza przeglad wniosku i przedstawionych dokumentéw oraz zapiséw w celu
okreslenia potrzeby przeprowadzenia oceny na miejscu. PCA moze podja¢ decyzje
0 przeprowadzeniu oceny na miejscu w celu uaktualnienia lub rozszerzenia zakresu
akredytaciji, jezeli wnioskowany zakres zmian tego wymaga.

Laboratorium moze powolywaé sie na posiadang akredytacje stosujgc metody opisane
w znowelizowanym dokumencie dopiero po otrzymaniu od PCA powiadomienia o akceptaciji
poprawnosci dziatan zwigzanych z wdrozeniem znowelizowanego dokumentu, albo od daty
uaktualnionego i/lub rozszerzenia zakresu akredytacji — gdy ztozyto wniosek o zmiany
zakresu akredytacii.

Podstawg zmian w zakresie akredytacji mogg by¢ wyniki uczestnictwa laboratorium w PT lub
ILC. Podczas kazdej oceny zespdt oceniajgcy analizuje zardéwno tryb postepowania jak
i uzyskane wyniki i dokonuje weryfikacji adekwatnosci uzyskanych wynikow w odniesieniu do
aktualnego Ilub wnioskowanego zakresu akredytacji laboratorium. Wyniki tej analizy
(w uzgodnieniu z laboratorium) sg przedstawiane w raportach poszczegolnych czionkéw
zespotu i mogg stanowi¢ uzasadnienie do wnioskowania laboratorium o zmiany w zakresie
akredytacji. Zmiany te mogg dotyczy¢ ograniczenia lub rozszerzenia zakresu pomiarowego
wzorcowania, zwiekszenia lub zmniejszenia warto$ci zdolnosci pomiarowej CMC, a takze
innych zmian, ktérych podstawg sg wyniki uczestnictwa w PT lub ILC.

5.2.4 Szczegotowe warunki zawieszania, cofania lub ograniczania akredytacji
Zawieszenie akredytacji w catosci lub w czesci zakresu, oprécz zasad okreslonych
w dokumencie DA-01, nastepuje w przypadku:

- braku mozliwosci wykazania (zademonstrowania i/lub posiadania udokumentowanych
wzorcowan) kompetencji technicznych laboratorium do prowadzenia wzorcowan w dane;j
dziedzinie, wedtug okreslonej metody pomiaru (bez wzgledu na powdéd);

- zgodnie z DA-05, na podstawie negatywnych wynikéw uzyskiwanych w kolejnych PT lub
ILC. PCA analizuje, przed podjeciem decyzji o zawieszeniu akredytacji w czesci zakresu,

Wydanie 9 z 15.02.2016 r. Str. 14/16



DAP-04

czy zawieszenie nie ma negatywnego wptywu na kompetencje laboratorium w pozostatej
czesci zakresu.

Cofniecie akredytacji i ograniczenie zakresu akredytacji nastepuje zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumencie DA-01.

6 Postanowienia koncowe

Niniejsze wydanie dokumentu zastepuje wydanie 8 z dnia 10.09.2012 r. i obowigzuje od dnia
15.05.2016 r. Niniejszy dokument zostat wprowadzony Komunikatem nr 190 zdnia
15.02.2016 r. Istotne zmiany w odniesieniu do wydania 8 zostaty oznaczone kolorem
czerwonym.

7 Dokumenty zwigzane

Dokumentami zwigzanymi z niniejszym dokumentem sg dokumenty wymienione w punkcie 2
oraz dokumenty wymienione ponizej.

DA-01 Opis systemu akredytacji
DA-10 Akredytacja laboratoriéw w zakresie elastycznym

Przewodnik - Wyrazanie niepewnosci pomiaru (ttumaczenie wydane przez Gtéwny Urzad
Miar, 1999) (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO:1993)

EA-2/15 M Wymagania EA dotyczgce akredytacji w zakresach elastycznych
EA-4/14 INF Selection and use of reference materials
EA-4/18 INF Wytyczne dotyczgce poziomu i czestosci uczestnictwa w badaniach biegtosci

EURAMET Calibration Guides dostepne na stronie internetowej www.euramet.org

ILAC-G8 Wytyczne dotyczgce przedstawiania zgodnosci ze specyfikacjg

ILAC-G12 Guidelines for the Requirements for the Competence of Reference Materials
Producers

ILAC-G18 Wytyczne dotyczgce formutowania zakresow dla laboratoriéw

ILAC-G24/OIML D10 Woytyczne dotyczgce wyznaczania odstepdw czasu miedzy
wzorcowaniami przyrzgdéw pomiarowych

ILAC-P9: Polityka ILAC dotyczgca uczestnictwa w badaniach biegtosci
ILAC-P10 Polityka ILAC dotyczgca spdojnosci pomiarowej wynikow pomiaréw
ILAC-P14 Polityka ILAC dotyczgca niepewnos$ci pomiaru przy wzorcowaniu

ISO/IEC Guide 30 + 35 (Przewodniki ISO/IEC dotyczacy certyfikacji materiatéw odniesienia
nr 30 + 35)

PKN-ISO/IEC Guide 99 Przewodnik - Miedzynarodowy stownik metrologii. Pojecia
podstawowe i ogblne oraz terminy z nimi zwigzane (VIM)

PN-EN ISO/IEC 17043 Ocena zgodnosci - Ogdlne wymagania dotyczgce badania biegtosci

Polskie Normy oraz Przewodniki ISO/IEC dostepne w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(www.pkn.pl).

Dokumenty EA, EURAMET, ILAC w wersji oryginalnej dostepne na stronach internetowych:
EA: www.european-accreditation.org, EURAMET: www.euramet.org, ILAC: www.ilac.org.

Dokumenty PCA oraz tlumaczenia wybranych dokumentéw EA i ILAC dostepne na stronie
internetowej PCA www.pca.gov.pl. Dostep do tych dokumentow jest bezptatny.

8 Zalaczniki

Zatgcznik nr 1 Dziedziny wzorcowan (do wpisywania w zakresie akredytaciji)
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Zatgcznik nr 2 Nazwy obiektdw wzorcowania (do wpisywania w zakresie akredytacji oraz

FAP-01
FAP-02

FAP-03

FAP-14
FAP-15
FAP-16
FAP-17
FAP-18
FAP-19

stosowane w wyszukiwarce na stronie internetowej PCA)
Zatgcznik do wniosku o akredytacje dla laboratorium wzorcujgcego

Przeglad dokumentaciji laboratorium wzorcujgcego wg normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005 przez auditora wiodgcego

Przeglad dokumentaciji laboratorium wzorcujgcego wg normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005 przez auditora technicznego/eksperta

Sprawozdanie roczne z prowadzonej dziatalnosci w akredytowanym zakresie
Sprawozdanie z przeprowadzonych poréwnan miedzylaboratoryjnych
Informacja od laboratorium dotyczgca dokumentacji oraz zmian

Personel

Harmonogram wzorcowania wzorcow pomiarowych odniesienia

Karta obserwacji wzorcowania / metody pomiarowe;j

Wz6r Swiadectwa wzorcowania w wersiji polskiej i angielskiej
Wzdr Swiadectwa pomiaru w wersji polskiej.
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Dziedziny wzorcowan

Zatacznik nr 1 do DAP-04

Numer
dziedziny/ Nazwa
poddziedziny
1 Przyspies',z’enie, predkosé¢
i odlegtos¢
1.01 parametry ruchu
2 Akustyka, ultradzwieki i drgania
2.01 dzwieki w powietrzu
2.02 dzwieki w wodzie
2.03 drgania
3 Wielkosci chemiczne
3.01 pH-metria
3.02 konduktometria
3.03 analiza gazoéw
3.04 analiza wydechu
3.05 analiza cieczy
4 Materialy odniesienia
4.01 pehametryczne
4.02 wiskozymetryczne
4.03 dla spektrofqtometrii
w podczerwieni
4.04 gazowe
4.05 jonowe
4.06 gestosci
4.07 konduktometryczne
4.08 refraktometryczne
5 Gestosc¢ i lepkosé
5.01 gestos¢ (gaz)
5.02 gestos¢ (ciecz)
5.03 lepkosé
6 Wielkosci geometryczne
6.01 diugos¢
6.02 kat
6.03 geometria powierzchni
6.04 pomiary wspotrzednosciowe
7 Wielkosci elektryczne DC i m.cz.
7.01 napiecie, prad (DC)
7.02 napiecie, prad (AC)
7.03 rezystancja (DC)
7.04 rezystancja (AC)
7.05 impedancja
7.06 indukcyjnos¢, pojemnosé
7.07 kat przesuniecia fazowego
7.08 energia
7.09 moc (DC, AC)
7.10 wysokie napiecie i prad
8 Wielkosci elektryczne w.cz.
8.01 wielkosci elektryczne w.cz.

Numer
dziedziny/ Nazwa
poddziedziny
9 YVieIkos',ci magnetyczne
i elektromagnetyczne
9.01 yviel kosci magnetyczne
i elektromagnetyczne
10 Czas i czestotliwos¢
10.01 czas (przedziat czasu)
10.02 czestotliwose
1 Przeptyw
11.01 przeptyw (gazy)
11.02 przeptyw (ciecze)
12 Sita i moment sity
12.01 sifa
12.02 moment sity
12.03 udarnos¢
13 Twardos¢
13.01 twardos¢
14 Wilgotnosé
14.01 temperatura punktu rosy
14.02 wilgotnosé wzgledna
15 Masa
15.01 wagi
15.02 wzorce masy
15.03 gestosciomierze zbozowe
16 Wielkosci optyczne
16.01 optoelektronika
16.02 refraktometria
16.03 spektrofotometria
16.04 radiometria
16.05 fotometria
16.06 polarymetria
17 Cisnienie i proznia
17.01 cisnienie
17.02 préznia
18 !’ron]ieniowanic'a'jonizujqce
i radioaktywnos¢
18.01 wielkosci dozymetryczne
18.03 pomiary radonu
18.04 aktywnos¢ radionuklidow
19 Temperatura
19.01 termometria elektryczna
19.02 termometria nieelektryczna
19.03 termometria radiacyjna
20 Objetos¢
20.01 objetosé

Uwaga 1. W pierwszej kolumnie podane sg numery dziedzin w postaci liczb 1+20 oraz numery poddziedzin,
zawierajgce numer dziedziny oraz - po kropce - numer kolejny przypisany do danej poddziedziny.
Uwaga 2. Niniejsze wydanie 5. Zatgcznika nr 1 do DAP-04 zastepuje wydanie 4.

Zatgcznik nr 1 do DAP-04
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Zatacznik nr 2 do DAP-04
Nazwy wzorcowanych przyrzadéw/obiektow

1 — Przyspieszenie, predkos¢ i odlegtos¢

1.01 — parametry ruchu

bazy drogowe

tachometry

drogomierze

taksometry

drogomierze rolkowe

przyrzady do sprawdzania drogomierzy

liczniki impulséw (wspdiczynnik charakterystyczny pojazdu)

przyrzady do sprawdzania tachograféw

liczniki obrotow

przyrzady do sprawdzania tachometréw

predkosciomierze

przyrzady do sprawdzania taksometrow

tachografy

przyrzady do sprawdzania predkosciomierzy

2 — Akustyka, ultradzwieki i drgania

2.01 — dzwigki w powietrzu

2.02 — dzwieki w wodzie

audiometry tonowe

hydrofony

filtry pasmowe o szerokosci oktawy i 1/3 oktawy

przetworniki ultradzwigkowe

indywidualne mierniki ekspozycji na dzwigk

2.03 — drgania

kalibratory akustyczne

kalibratory drgah mechanicznych

mierniki poziomu dzwieku

mierniki drgarh maszyn

mikrofony pomiarowe

mierniki drgan mechanicznych dziatajgcych na cztowieka

przetworniki drgan mechanicznych

3 — Wielkosci chemiczne

3.01 — pH-metria

analizatory spalin samochodowych

elektrody pehametryczne

mierniki stezenia gazéw

pehametry

analizatory ogélnego wegla organicznego

mierniki zawartosci sktadnika w mieszaninie gazowej

symulatory pH

3.04 — analiza wydechu

3.02 — konduktometria

analizatory wydechu

czujniki konduktometryczne

3.05 — analiza cieczy

konduktometry

przyrzady do pomiaru zawartosci etanolu w cieczy

3.03 — analiza gazéw

analizatory spalin kominowych

4 — Materialy odniesienia

4.01 — pehametryczne

4.05 — jonowe

pehametryczne jonowe
4.02 — wiskozymetryczne 4.06 — gestosci
wiskozymetryczne gestosci cieczy

4.03 — dla spektrofotometrii w podczerwieni

4.07 — konduktometryczne

w dniu edycji wykazu - brak laboratoriéw akredytowanych

wzorce konduktometryczne

4.04 — gazowe

4.08 - refraktometryczne

gazowe wzorce refraktometryczne
5 — Gestosc¢ i lepkos¢
5.01 — gestos¢ (gaz) gestosciomierze oscylacyjne
gestosciomierze procesowe piknometry
5.02 — gestos¢ (ciecz) 5.03 — lepkosé
areometry wiskozymetry kapilarne szklane
6 — Wielkosci geometryczne

6.01 — dlugosé

czujniki analogowe o warto$ci dziatki elementarnej (...)

ptaskoréwnolegte ptytki interferencyjne

czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem o wart. dz. elem. (...

ptytki wzorcowe (klasy K, 0, 1, 2)

czujniki cyfrowe o rozdzielczosci (...)

projektory pomiarowe

czujniki cyfrowe przemieszczenia

przymiary btawatne

czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem o rozdzielczosci (...

przymiary potsztywne

czujniki optyczne

przymiary sktadane

dtugosciomierze pionowe Abbego

przymiary sztywne

dtugosciomierze poziome Abbego

przymiary wstegowe

dtugosciomierze poziome (maszyny 1-D)

przyrzady suwmiarkowe specjalne

folie wzorcowe

sita

gtebokosciomierze czujnikowe

sprawdziany gwintowe trzpieniowe

gtebokosciomierze mikrometryczne

sprawdziany gwintowe pierscieniowe

gtebokosciomierze suwmiarkowe

sprawdziany tloczkowe

gtowice mikrometryczne

suwmiarki

grubosciomierze czujnikowe

szczelinomierze

komparatory do ptytek wzorcowych

Srednicéwki czujnikowe

liniaty krawedziowe

Srednicéwki mikrometryczne dwupunktowe

liniaty powierzchniowe

Srednicéwki mikrometryczne trojpunktowe

mierniki do pomiaru poziomu wysoko$ci napetnienia zbiornikow

transametry

Zatgcznik nr 2 do DAP-04
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mikrometry zewnetrzne

wateczki pomiarowe

mikrometry wewnetrzne

wysokosciomierze cyfrowe o rozdzielczosci (...)

mikrometry z wbudowanym czujnikiem

wysokosciomierze do pomiaru wysokosci két pojazdéw

mikroskopy pomiarowe uniwersalne

wysokosciomierze suwmiarkowe

mikroskopy pomiarowe warsztatowe

wzorce nastawcze do wymiaréw wewnetrznych

pierscienie wzorcowe

wzorce nastawcze do wymiaréw zewnetrznych

6.02

— kat

kgtomierze uniwersalne

plytki kgtowe Johanssona

kgtowniki 90° dwuramienne

plytki katowe Kusznikowa

kgtowniki 90° walcowe

plytki katowe przywieralne

kagtowniki dwuramienne specjalne

ptytki kagtowe o matowych powierzchniach pomiarowych

mikroskopy pomiarowe uniwersalne

poziomnice (podac rodzaj)

mikroskopy pomiarowe warsztatowe

projektory pomiarowe

6.03 — geometria powierzchni

liniaty krawedziowe

plyty pomiarowe

liniaty powierzchniowe

poréwnawcze wzorce chropowatosci

ptaskie plytki interferencyjne

profilografometry

ptaskoréwnolegte ptytki interferencyjne

6.04 — pomiary wspoétrzednosciowe

gtowice pomiarowe optyczne

sprawdziany specjalne

gtowice pomiarowe stykowe

wspotrzednosciowe maszyny pomiarowe

gtowice pomiarowe stykowe impulsowe

wspotrzednos$ciowe ramiona pomiarowe

gtowice pomiarowe stykowe skanujgce

wspotrzednosciowe systemy pomiarowe

przestrzenne obiekty wzorcowe

wspotrzednosciowe systemy sledzgce

7 — Wielkosci elek

tryczne DC i m.cz.

7.01 — napiecie, prad (DC)

dzielniki napiecia multimetry
kalibratory ogniwa Westona
mierniki cegowe oscyloskopy

mierniki napiecia analogowe

probniki przebicia

mierniki napiecia cyfrowe

przeliczniki do gazomierzy (wejscia, wyjscia
analogowe)

mierniki napiecia przebicia

przetworniki (w tym przetworniki temperatury)

mierniki parametrow sieci energetycznych

skopometry

mierniki parametrow sieci teletechnicznych

sondy pomiarowe

mierniki prgdu analogowe

symulatory temperatury

mierniki prgdu cyfrowe

wskazniki (mierniki) temperatury (w tym regulatory
temperatury)

mostki

zasilacze

zrédfa wzorcowe

7.02 — napiecie, prad (AC)

dzielniki napiecia

mierniki znieksztatcen nieliniowych

generatory mostki
kalibratory multimetry
mierniki cegowe oscyloskopy

mierniki napiecia analogowe

przetworniki

mierniki napiecia cyfrowe

prébniki przebicia

mierniki napiecia przebicia

psofometry

mierniki parametrow sieci energetycznych

skopometry

mierniki parametrow sieci teletechnicznych

sondy pomiarowe

mierniki poziomu

symulatory pradu uptywu

mierniki prgdu analogowe

zasilacze

mierniki prgdu cyfrowe

zrédfa wzorcowe

mierniki prgdu uptywu

mierniki zabezpieczen réznicowopradowych

7.03 — rezystancja (DC)

boczniki

przetworniki temperatury

kalibratory rezystanciji

rezystory state

mierniki parametrow sieci

rezystory regulowane

mierniki rezystancji analogowe

skopometry

mierniki rezystancji cyfrowe

symulatory temperatury

mostki wskazniki (mierniki) temperatury (w tym regulatory
temperatury)
multimetry wzorce rezystancji
7.04 — rezystancja (AC)
boczniki multimetry

mierniki parametrow sieci

rezystory state
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mierniki rezystancji analogowe

rezystory regulowane

mierniki rezystancji cyfrowe

wzorce rezystancji

mostki

7.05—im

pedancja

mierniki impedancji

mostki

mierniki parametrow sieci

wzorce impedandji

7.06 — indukcyjnos¢, pojemnos¢é

cewki indukcyjne

mierniki parametrow sieci

cewki wzorcowe regulowane

mierniki pojemnosci

cewki wzorcowe state mostki
kondensatory wzorcowe regulowane multimetry
kondensatory wzorcowe state oscyloskopy
mierniki indukcyjnosci skopometry

7.07 — kat przesuniecia fazowego

fazomierze analogowe

kalibratory

fazomierze cyfrowe

mierniki parametrow sieci

7.08 — energia

analizatory parametrow sieci

liczniki energii elektrycznej pradu statego

liczniki energii elektrycznej biernej prgdu przemiennego

urzgdzenia do sprawdzania licznikdw energii elektrycznej

liczniki energii elektrycznej czynnej pragdu przemiennego

7.09 - moc

(DC, AC)

generatory i mierniki poziomu analizatorow PCM

mierniki mocy czynnej analogowe jednofazowe

kalibratory

mierniki mocy czynnej analogowe tréjfazowe

mierniki mocy biernej analogowe jednofazowe

mierniki mocy czynnej cyfrowe jednofazowe

mierniki mocy biernej analogowe tréjfazowe

mierniki mocy czynnej cyfrowe trojfazowe

mierniki mocy biernej cyfrowe jednofazowe

thumiki

mierniki mocy biernej cyfrowe tréjfazowe

7.10 — wysokie

napiecie i prad

dzielniki napiecia

mierniki prgdu

kilowoltomierze

przekfadniki napieciowe

mierniki mocy

przekfadniki prgdowe

mierniki napiecia

prébniki przebicia

mierniki parametrow sieci

zrodfa napiecia

8 — Wielkosci elektryczne w.cz.

8.01 — wielkosci elektryczne w.cz.

analizatory (podac rodzaj)

obcigzenia state

cegi absorpcyjne

odbiorniki pomiarowe

czujniki mocy

sieci sztuczne

dzielniki mocy

sondy napieciowe

filtry

sondy pradowe

generatory w.cz.

sprzegacze kierunkowe

generatory impulsow

reflektometry

generatory przebiegu zlozonego

testery radiokomunikacyjne

generatory serii szybkich el. st. przejSciowych (EFT/B)

tlumiki regulowane

generatory wytadowan elektrostatycznych (ESD)

ttumiki state

mierniki czestotliwosci

uktady CDN

mierniki mocy

woltomierze

mierniki zaburzen radioelektrycznych

wzmacniacze

mikrowoltomierze selektywne

zestawy kalibracyjne

mostki

9 — Wielkosci magnetyczne i elektromagnetyczne

9.01 — wielkosci magnetyczne i elektromagnetyczne

anteny pomiarowe

mierniki indukcji magnetycznej

mierniki do pomiaru pél elektromagnetycznych

mierniki natezenia pola elektrycznego

mierniki do pomiaru pél magnetostatycznych

mierniki natezenia pola magnetycznego

mierniki gestosci mocy

mierniki prgdu indukowanego

10 — Czas i czestotliwos¢

10.01 — czas (p

rzedziatl czasu)

chronokomparatory (analogowe, cyfrowe, cyfrowo-analogowe)

mierniki przedziatu czasu

generatory fluktuacji czasu fazowego

oscyloskopy

generatory okresu

reflektometry Swiattowodowe jedno- i wielomodowe

generatory przedziatu

sekundomierze (stopery) elektroniczne

komparatory czasu fazowego

sekundomierze (stopery) mechaniczne

mierniki btedu przedziatu czasu (TIE)

sekundomierze elektroniczne sterowane elektrycznie

mierniki fluktuacji czasu fazowego

skopometry

mierniki okresu

wzorzec atomowy

mierniki parametrow sieci

zegary kwarcowe (cyfrowe, analogowe)
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10.02 — czestotliwos¢

generatory bezkwarcowe

multimetry

generatory kwarcowe

nadajniki w analizatorach (poda¢ rodzaj)

generatory wysokostabilne (wtorne wzorce czestotliwosci)

odbiorniki pomiarowe

komparatory czestotliwosci

reflektometry $wiattowodowe jedno i wielomodowe

mierniki czestotliwosci analogowe

wzorzec atomowy

mierniki czestotliwosci cyfrowe

zrodfa promieniowania optycznego

mierniki parametrow sieci

11 — Przeplyw

11.01 — przepltyw (gazy)

anemometry przeptywomierze (inne - podac rodzaj)
aspiratory pytomierze
gazomierze (podac¢ rodzaj) rotametry

przeptywomierze miernikéw wydatku energetycznego

rurki spietrzajace (stata ,K”)

11.02 — przeptyw (ciecze)

wodomierze

12 — Sita i moment sity

12.01 - sita

12.02 — moment sity

ekstensometry (zamontowane w maszynach
wytrzymatosciowych do préb statycznych)

klucze dynamometryczne

maszyny wytrzymatosciowe do préb statycznych:
- do sit rozciggajacych
- do sit Sciskajgcych

momentomierze

przetworniki momentu sity

wkretarki dynamometryczne

prasy do betonu

12.03 — udarnosé

przetworniki

mioty wahadtowe Charpy’ego

sitomierze

urzgdzenia technologiczne:
- do sit rozciggajgcych
- do sit Sciskajacych

13 — Twardosc¢

13.01-t

wardosé

twardosciomierze Brinella

twardosciomierze Shore'a

twardosciomierze Rockwella

wgtebniki diamentowe Rockwella

twardosciomierze Vickersa

wgtebniki diamentowe Vickersa

14 — Wil

gotnos¢

14.01 — temperatura punktu rosy

higrometry | przetworniki
14.02 — wilgotnos¢ wzgledna
higrometry psychrometry

komory klimatyczne

termohigrometry

przetworniki

15 — Masa

15.01 — wagi

e wagi automatyczne:

e wagi nieautomatyczne:

- dla pojedynczych tadunkow

- elektroniczne

- odwazajgce - mechaniczne
- porcjujace
- przenosnikowe e wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu
- wagonowe
15.02 — wzorce masy
obcigzniki wzorce masy klas doktadnoéci (...)

odwazniki klas doktadnoéci (...)

wzorce masy 25 kg

15.03 — gestosciomierze zbozowe

gestosciomierze zbozowe

16 — Wielkosci optyczne

16.01 — optoelektronika

16.03 — spektrofotometria

analizatory widma promieniowania optycznego

spektrofotometry

mierniki dlugosci fali

wzorce achromatyczne

mierniki mocy (poziomu mocy) promieniowania optycznego

wzorcowe filtry optyczne diugosci fali

mierniki ttumiennosci odbicia

wzorcowe filtry optyczne neutralne

nadajniki optyczne zawarte w analizatorach/testerach
PDH/SDH

16.04 — radiometria

w dniu edycji wykazu - brak laboratoriéw akredytowanych

obiekty optoelektroniczne swiattowodowe

16.05 — fotometria

reflektometry optyczne (OTDR)

kalibratory fotometryczne

recyrkulacyjne linie opézniajace

luksomierze

Swiattowodowe wzorce dtugosci drogi optycznej

wzorce strumienia swietlnego
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tlumiki optyczne wzorce $wiattosci kierunkowej
zestawy do pomiaru ttumiennosci 16.06 — polarymetria
zrodfa promieniowania optycznego polarymetry
16.02 — refraktometria
refraktometry
17 — Cisnienie i préznia
17.01 — ci$nienie 17.02 — préznia
cisnieniomierze elektroniczne prézniomierze
cisnieniomierze obcigznikowo-tlokowe przetworniki cisnienia absolutnego
ci$nieniomierze sprezynowe przyrzady do sprawdzania nieszczelnosci

przeliczniki do gazomierzy z funkcjg pomiaru ci$nienia (helowe nieszczelnosci wzorcowe)

przetworniki ci$nienia

18 — Promieniowanie jonizujace i radioaktywnos¢

18.01 — wielkosci dozymetryczne

dawkomierze filmowe tawy kalibracyjne

. . . przyrzady dozymetryczne do pomiaru promieniowania
dawkomierze indywidualne neutronowego
dawkomierze promieniowania jonizujacego g)(rizgazr?qii/adozymetryczne do pomiaru promieniowania
dawkomierze termoluminescencyjne radiometry promieniowania jonizujgcego

18.02 — powierzchniowa emisja promieniowania

mierniki i monitory do pomiaru skazen

powierzchniowych alfa / beta Zrédia powierzchniowe

18.03 — pomiary radonu

detektory sladowe przyrzady do pomiaru stezenia radonu

detektory weglowe przyrzady do pomiaru stezenia energii potencjalnej a
elektrety zrodia (generatory) radonu

przyrzady do pomiaru stezenia aktywnos$ci radonu

w powietrzu

18.04 — aktywnos¢ radionuklidéw

mierniki aktywno$ci z komorami jonizacyjnymi 4n zrodta state pojedynczego radionuklidu

roztwory promieniotworcze

19 — Temperatura

19.01 — termometria elektryczna

przeliczniki do gazomierzy z funkcjg pomiaru

czujniki termoelektryczne z metali nieszlachetnych temperatury (wskazniki)

czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych przetworniki temperatury (zawierajace czujniki

temperatury)
czujniki termometréw rezystancyjnych termostaty cieczowe
kalibratory temperatury termometry elektryczne (w tym elektroniczne)
komory do sterylizacji parowej (np. autoklawy) termometry elektryczne (z rejestracjg temperatury)

komory klimatyczne

komory termostatyczne

piece

19.02 — termometria nieelektryczna

termometry wskazoéwkowe (bimetalowe, dylatacyjne,

rmometry szklane cieczow
termometry szklane cieczowe manometryczne)

19.03 — termometria radiacyjna

pirometry (w tym pirometry radiacyjne, fotoelektryczne, wielopasmowe, kamery termowizyjne, skanery liniowe,
bezstykowe ukfady pomiaru temperatury)

20 — Objetosé

20.01 — objetos¢

biurety ttokowe kolby szklane z jedng kreskg

biurety zwykte pipety jednomiarowe

dozowniki pipety wielomiarowe

cylindry pomiarowe pipety ttokowe

kolby metalowe | rzedu zbiorniki pomiarowe stanowigce wyposazenie

kolby metalowe Il rzedu stanowisk pomiarowych do sprawdzania wodomierzy

Niniejszy wykaz ma na celu ujednolicenie nazewnictwa wzorcowanych przyrzaddw/obiektéw, tak,
aby w wyszukiwarce na stronie internetowej PCA, mozliwe byto wyszukiwanie akredytowanych
laboratoriéw, ktére wzorcujg okreslone przyrzgdy/obiekty.

Przyjmuje sie, ze np. jezeli laboratorium ma w swoim zakresie akredytacji ,mierniki napiecia’
w poddziedzinie 7.01 (DC), oznacza to, ze ma ono potwierdzone kompetencje do wzorcowania
wszystkich miernikéw napiecia pradu statego (w okreslonym przedziale wartosci) bez wzgledu na ich
nazwe lub sposdb konstrukcji przyrzadu (np. woltomierz, multimetr, wielofunkcyjny zespdt pomiarowy),
tak indywidualnych, jak i w ztozonych uktadach (zespotach) pomiarowych.
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Wykaz zawiera nazwy przyrzadow/obiekiow, ktére do dnia jego opublikowania wystepowaty
w zakresach akredytacji akredytowanych przez PCA laboratoriéw wzorcujgcych.

Niniejszy wykaz nie ogranicza mozliwo$ci wprowadzania do zakreséw akredytacji nowych
przyrzadéw/obiektow. Wazne jest, aby nazewnictwo bylo spdjne, jednoznaczne, bez powtdrzen,
a takze - by pozwalato na sukcesywne uzupetnianie niniejszego wykazu.

Jezeli zachodzi potrzeba uszczegotowienia nazwy okreslonego przyrzgdu/obiektu, wowczas
w zakresie akredytacji nalezy doda¢ dodatkowe okre$lenie - bez zmiany nazwy zasadniczej, ktéra juz
znajduje sie w wykazie.

Uwaga 1. Niniejsze wydanie 4. Zatgcznika nr 2 do DAP-04 zastepuje wydanie 3.
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